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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７７３—１９９５《片状银粉》。

本标准与原标准相比，主要有如下变动：

———将原标准的产品牌号修订为ＰＡｇＳ２、ＰＡｇＳ８、ＰＡｇＳ１５；

———增加了粒径特征参数犇１０、犇５０、犇９０；

———采用ＧＢ／Ｔ１９０７７．１《粒度分析　激光衍射法》对片状银粉的粒度进行测量，并标明粒径特征

参数；

———根据电子产品无铅、无镉化的国际趋势，增加有害杂质元素镉的最高允许量（质量分数）为

０．００１％；

———增加了烧损率、微粒尺寸分布等要求。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所参加起草。

本标准起草人：黄富春、赵玲、刘继松、陈伏生、马晓峰、向磊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７７３—１９８８、ＧＢ／Ｔ１７７３—１９９５。
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片　状　银　粉

１　范围

本标准规定了片状银粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和订货单（或合同）内

容等。

本标准适用于电子浆料用片状银粉。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４７９　金属粉末松装密度的测定　第一部分　漏斗法

ＧＢ／Ｔ１７７４　超细银粉

ＧＢ／Ｔ５１６２　金属粉末　振实密度的测定

ＧＢ／Ｔ１５５５５．２　固体废物　铜、锌、铅、镉的测定　原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１８０３５　贵金属及其合金牌号表示方法

ＧＢ／Ｔ１９０７７．１　粒度分析　激光衍射法

３　要求

３．１　牌号及标记

３．１．１　按片状银粉粒径（犇５０）尺寸不同，产品分成三类，根据ＧＢ／Ｔ１８０３５其牌号分别表示为：ＰＡｇ

Ｓ２、ＰＡｇＳ８、ＰＡｇＳ１５。

３．１．２　微粒尺寸分布标记：犇９０表示累积在９０％处的粒径，犇５０表示累积在５０％处的粒径，犇１０表示累积

在１０％处的粒径。

３．２　化学成分

片状银粉的化学成分应符合表１的规定。

表１ ％

项目

银含量

（质量分数）

不小于

杂质含量（质量分数），不大于

Ｐｔ Ｐｄ Ａｕ Ｒｈ Ｉｒ Ｃｕ Ｎｉ Ｆｅ Ｐｂ Ａｌ Ｓｂ Ｂｉ Ｃｄ
杂质

总量

指标 ９９．９５ ０．００２０．００２０．００２０．００１０．００１ ０．０１ ０．００５ ０．０１ ０．００１０．００５０．００１０．００２０．００１ ０．０５

　　注：银的质量分数是指在５４０℃灼烧至恒重后分析所得的银的量。

３．３　粒径分布、比表面积、松装密度、振实密度、烧损率

片状银粉的粒径分布、比表面积、松装密度、振实密度、烧损率应符合表２的规定。

１

犌犅／犜１７７３—２００８




